KCM-1000X清洁度分析系统产品简介

一、KCM-1000X清洁度分析系统组成： 

	KCM-1000X清洁度分析系统

	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	立体显微镜
	KCM-TS
	1
	台
	

	2
	电动平台
	KC-2
	1
	台
	

	3
	高清数字摄像机
	CK-500
	1
	套
	配套在显微镜上

	4
	清洁度分析软件
	KC-3000
	1
	套
	

	5
	台式电脑
	戴尔
	1
	套
	

	6
	打印机
	
	1
	台
	客户自配


二、产品简介

1、显微镜方案：

KCM-TS 电脑型立体显微镜

	名 称
	参数规格

	光学系统
	格里诺光学系统

	观察筒
	三目观察，45°倾斜，带内置联锁机构，固定式目镜筒，带定格定倍机构及倍率限位功能设计。

	瞳距调节范围
	52mm-76mm

	目镜
	高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm，视度可调



	物镜
	连续变倍物镜

	
	变倍范围：0.67～4.5(变倍比：1:6.7)

	
	工作距离：110mm

	放大倍数
	标配:6.7X~45X，增加2X物镜放大倍数：13.4X~90X

	环形光源
	LED环形灯

	底座尺寸
	360mm×300mm×46mm

	电脑摄像系统

CK-500
	CK-500彩色摄像机: 最高分辨率：2560×1920，采用5V供电，功耗小，连接简单：USB接口， 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定，所有摄像机均经过长时间测试 ,体积小，安装方便，采集方式:连续采集,图像大小可调,增益调节,曝光时间调整,增益调。

	显微软件
	可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。是显微图像测量与分析的有效工具。节,亮度调节等。可在图像上添加文字、放置比例尺等。 


2、电控XY移动台

平台行程：水平方向*竖直方向=80*70（单位mm）


螺杆导程：2000μm


重复定位精度：±5μm以内

重复测量的精度：±3μm


8细分下的分辨率：单步1.25μm


16细分下的分辨率：单步0.625μm


步进电机步距角：1.8°


额定工作电流：单轴0.65A（24V电源供电）


最大负载：≥5kg


最大往返间隙：5微米

移动台控制箱配备按键，可手动控制设备移动

采用通用232串口与PC机进行通信（19200波特率）

串口控制，能设置电机的移动速度，移动距离，移动方向

3、KC-3000清洁度分析软件

 与电动移动台配套，自动完成整张滤膜的扫描过程，扫描后自动拼结完整图，

执行标准：ISO 16232、ISO4406/4407、GB/T14039、GB/T20082-2006

扫描时间：自动扫描一个50毫米滤膜的时间为10分钟左右

报告：支持多种报告格式，格式可根据客户需求定制。

三、KCM-1000X清洁度分析系统配置清单

	序号
	名称
	规格/参数
	数量/单位
	附 注

	1
	显微镜主机
	KCM-TS 三目体视显微镜
	1
	

	
	
	0.67X-4.5X 连续变倍
	
	

	2
	高清摄像系统
	CK-500 彩色数字摄像机
	1
	

	
	
	最高分辨率：2560*1920
	
	

	
	
	USB 数据传输
	
	

	3
	电动平台
	电控台尺寸：220mm*170mm
	1
	

	
	
	移动范围:80*70mm
	
	

	
	
	50mm 滤膜夹具
	
	

	
	
	手动微移动手轮
	
	

	
	
	DTECH 传输线
	
	

	
	
	8 芯移动平台传导线
	
	

	4
	电动平台控制器
	TS100 电控台控制器
	1
	

	
	
	初始设置触摸屏
	
	

	
	
	DVI 通讯线
	
	

	5
	清洁度分析软件
	KC-3000 清洁度分析软件
	1
	有著作权

	
	
	唯一编号加密锁
	
	

	6
	显微镜光源
	LED 调光光源
	1
	

	7
	台式电脑
	戴尔3710台式电脑
	     1

1
	

	
	
	i5-12400 8G 256G+1T +23.8
	
	

	8
	其它附件
	0.05mm/格标准尺
	1
	

	
	
	使用说明书
	
	

	
	
	保修卡、合格证
	
	


四、工作流程：

  手动分析，只能单一视场分析样品。

软件主界面：
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2.参数设置：

用于设置摄像头种类、光线情况、平台电机、颗粒搜索等参数。
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3、标定：


在显微镜、摄像头、计算机、软件等固定的情况下，每一个物镜都要用标尺进行标定，如果更换物镜，也要调整标定值。

4、滤纸直径，视场尺寸、串口设置：
滤纸直径：输入真实滤纸直径。

视场宽高：在确定标定系数后，点击“获取”按钮即可自动获取。

串口：配置好串口数据后，点击串口以连接串口。

刷新：用于计算滤纸的拼接方式。
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5、分析流程：

5-1采图及拼图：点击“开始轨迹运动按钮”开始自动采集并拼接图像（本例中，采集了127张视场图像，并进行拼图，整个过程耗时4分钟左右），拼接效果图如下：
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5-2选区：拼图完成后，选择需要分析的部分：

5-3：搜索参数设置：（本例中，颗粒中没有非金属杂质）
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5-4颗粒搜索：

5-5手工调整搜索效果（可选）：如果颗粒自动搜索效果不理想，可用鼠标手工调整：
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     查看颗粒信息                             鼠标右键添加颗粒

6、生成报告

点击“打印报告”，可以选择报告格式，将测量数据导入对应报告，也可以在对应的标准下面保存对应标准的EXCEL数据文件。
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报告试样：报告可以导出（EXCEL格式，Word格式或PDF格式），此处仅以一种报告样式演示，报告格式可根据客户需要定制。
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7、视场中同时存在金属、非金属杂质分析的情况分析：

参数设置：勾选“金属、非金属搜索”，设置搜索参数（包括：颗粒域值，最小面积，最大面积，颗粒标注颜色）。
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金属，非金属颗粒搜索：

点击“颗粒搜索”按钮，将对图像自动搜索，统计金属颗粒，非金属颗粒，搜索结果如下：
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设备结构图：
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清洁度分析系统设备组成图
�









